
August 2010 Août 2010 

IEC 61967-6 
(First edition – 2002) 

 
Integrated circuits – Measurement of electromagnetic 

emissions, 150 kHz to 1 GHz – 
 

Part 6: Measurement of conducted emissions – 
Magnetic probe method 

CEI 61967-6 
(Première édition – 2002) 

 
Circuits intégrés – Mesure des émissions 

électromagnétiques, 150 kHz à 1 GHz – 
 

Partie 6: Mesure des émissions conduites – Méthode 
de la sonde magnétique 

 
 

C O R R I G E N D U M  1  
 
 
 

 
Figure 3 

Replace "4,6" by "5,2", as follows: 
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Figure 3 – Magnetic probe – Second layer 

A.4 Calibration 

Equation A.1 

Replace "30" by "34", as follows: 

Figure 3 

Remplacer "4,6" par "5,2", comme suit: 

 

30 mm

Trou de liaison

0,1 mm 

10 mm

5,2 mm
0,4 mm

1,0 mm

Axe

Trou de liaison: 0,25 mm
de diamètre 

IEC   2078/10 

 

Figure 3 – Deuxième couche de la sonde 
magnétique 

A.4 Etalonnage 

Equation A.1 

Remplacer "30" par "34", comme suit: 

( ) 34
2

log20 s_dBp_dBf_dB −+−⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+π

= VV
hYY

hC (dB S/m)          (A.1) 

 


